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前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。
本文件是 GB/T 15822《无损检测　磁粉检测》的第 1 部分。GB/T 15822 已经发布了以下 3 个

部分：
第 1 部分：总则；—
第 2 部分：检测介质；—
第 3 部分：设备。—

本文件代替 GB/T 15822.1—2005《无损检测　磁粉检测　第 1 部分：总则》，与 GB/T 15822.1—
2005 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了安全与环境要求（见第5章，2005年版的第5章）；a）
更改了检测工艺规程（见第6章，2005年版的第6章）；b）
更改了磁化一般要求（见8.1，2005年版的8.1）；c）
更改了磁化验证（见8.2，2005年版的8.2）；d）
增加了磁化技术的总体要求（见8.3.1）；e）
更改了便携式电磁体（磁轭）的设备要求（见8.3.3.4，2005年版的8.3.2.4）；f）
更改了刚性线圈的工件规格要求（见8.3.3.5，2005年版的8.3.2.5）；g）
删除了观察条件对彩色介质和荧光介质的规定（见2005年版的10.1和10.2）；h）
更改了退磁要求（见第13章，2005年版的第 13 章）。i）

本文件等同采用 ISO 9934﹘1：2016《无损检测　磁粉检测　第 1 部分：总则》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国无损检测标准化技术委员会（SAC/TC 56）提出并归口。
本文件起草单位：上海锅炉厂有限公司、上海材料研究所有限公司、中国特种设备检测研究院、

江苏省特种设备安全监督检验研究院、杭州市特种设备检验科学研究院（杭州市特种设备应急处置中

心）、广东省特种设备检测研究院。
本文件主要起草人：尹逊玉、蒋建生、朱宇龙、潘强华、李绪丰、丁杰、唐光勇、马向东、王磊、

张佩铭、许雷辉。
本文件于 1995 年首次发布，2005 年第一次修订，本次为第二次修订。
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引　　言

磁粉检测是无损检测常规方法之一，广泛应用于机械、冶金、航天、航空、石油、船舶、铁道等领

域的铁磁性材料及产品的表面和近表面缺陷。
GB/T 15822 旨在规范开展磁粉检测活动。GB/T 15822 拟由 3 个部分构成。

第1部分：总则。目的在于规定磁粉检测的总体要求。—
第2部分：检测介质。目的在于规定磁粉检测产品（包括磁悬液、干磁粉、载液和反差增强

剂）的主要特性及其性能核查方法。
—

第3部分：设备。目的在于规定用于磁粉检测设备的性能、实用性方面的最低要求和测量特定

参数的方法。
—

本文件是 GB/T 15822 的第 1 部分。本次对 GB/T 15822.1—2005 进行修订，明确且细化被检工件

的表面准备、磁化技术、检测介质的要求与施加、检测结果的记录与解释的要求，促进磁粉检测规范

化，保障产品质量及服役安全具有重要的意义。
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无损检测　磁粉检测　第 1 部分：总则

1　范围

 

本文件规定了铁磁性材料磁粉检测总则。磁粉检测主要用于检测表面开口的不连续，尤其是裂纹。
磁粉检测也能检测近表面的不连续，但其灵敏度随深度增加而迅速降低。

本文件规定了被检工件的表面准备、磁化技术、检测介质的要求与施加、检测结果的记录与解释。
本文件未涉及验收准则。对于特殊工件磁粉检测的附加要求，由产品标准规定。

本文件不适用于剩磁法。

2　规范性引用文件

 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。
ISO 3059　无损检测　渗透检测和磁粉检测　观察条件（Non﹘destructive testing—Penetrant test﹘

ing and magnetic particle testing—Viewing conditions）
注：GB/T 5097—2020　无损检测　渗透检测和磁粉检测　观察条件（ISO 3059:2012，IDT）

ISO 9934﹘2　无损检测　磁粉检　第 2 部分：检测介质（Non﹘destruct ive  test ing—Magnet ic
particle testing—Part 2: Detection media）

注：GB/T 15822.2—2024　无损检测　磁粉检测　第 2 部分：检测介质（ISO 9934﹘2:2015，IDT）

ISO 9934﹘3　无损检测　磁粉检测　第 3 部分：设备（Non﹘destructive testing—Magnetic particle
testing—Part 3: Equipment）

注：GB/T 15822.3—2024　无损检测　磁粉检测　第 3 部分：设备（ISO 9934﹘3:2015，IDT）

I S O  1 2 7 0 7 　无损检测　磁粉检测　术语（ N o n ﹘ d e s t r u c t i v e  t e s t i n g — M a g n e t i c  p a r t i c l e
testing—Vocabulary）

注：GB/T 12604.5—2020　无损检测　术语　磁粉检测（ISO 12707:2016，IDT）

EN 1330﹘1　无损检测　术语　第 1 部分：通用术语表（Non﹘destructive testing—Terminology—Part 1:
General terms）

EN 1330﹘2　无损检测　术语　第 2 部分：无损检测方法专用术语（Non﹘destructive testing—Termino﹘
logy—Part 2: Terms common to non﹘destructive testing methods）

3　术语和定义

 

ISO 12707、EN 1330﹘1 和 EN 1330﹘2 界定的术语和定义适用于本文件。

4　人员资格鉴定与认证

 

磁粉检测由具有能力并通过资格认证的人员承担。建议根据 ISO 9712 或其他等效文件对人员进行资

格认证。
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